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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité

d'études 34 de la CEl: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

34B/594/FDIS 34B/639/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne nation suf

ayant abouti & I'approbation de cet amendement.
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Paragraphe 19.1

Remplacer le sixiéme alinéad g comme suit:

le vote

la partie & tester est placée dans l'étuve
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FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 34B: Lamp caps and holders, of
IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

34B/594/FDIS 34B/639/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendme 8 nd in the
report on voting indicated in the above table.
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Subclause 19.1 \

Replace the sixth paragraph of this subclause>as

The part to be tested
load is applied.

9,

cabinet for a period of 1 h, before the tesit
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